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OVERENIE VA CHARAKTERISTIKY POLOVODICOVE]J DIODY — ZAVERNY SMER

CIEL HODINY : Overit’ VA charakteristiku polovodicovej didédy v zavernom smere

MERANY OBJEKT : Polovodicova didda (1N4001)

DANA ULOHA:

1. Nakreslite schému zapojenia pre meranie VA charakteristiky polovodicovej diédy v
zavernom smere v programe MULTISIM.

2. Na polovodicovej didde (1N4001) odmerajte VA charakteristiku v zavernom smere.

3. Graficko-matematickou metddou urcte staticky odpor Rss v dvoch roznych miestach
VA charakteristiky.

4. Graficko-matematickou metddou urcte dynamicky odpor R4 v okoli napatia Ur=70V
(-5V, +5V).

5. Graficko-matematickou metddou uréte napatie Ugr a porovnajte ho s katalégovou
hodnotou.

6. Spracujte protokol podla vzoru.

SCHEMA ZAPOJENIA MERACIEHO OBVODU:
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1. Nakreslite schému zapojenia v programe MULTISIM podla predlohy

zapojenia meracieho obvodu).

2. VA charakteristiku overte pomocou analyzy "DC Sweep Analysis".
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Circuit1 - Multisim Analog Devices Edition - [Circuit1 *]

(schéma

DEWHak r =

mm

P Run s
11 Pause 6

[m stop

S r———l

S R R | R
o t t 4 I ]
Interactive Simulation Settings...
Digital Simulation Settings... e .
: DC Oprating Point...
AC Anayss..
B Simulation Error Log/Audit Trail Transient Analysis...
XSpice Command Line Interface Fourier Analysis...
H e Noise Analysis...
Lozl S s Seigi. MNoise Figure Analysis... 1
| - ] Save Simulation Settings... Distortion Analysis...
Auto Fault Opton... [
Dynamic Probe Properties S
Reverse Probe Direction (e e
Sweep...
[ ] Clear Instrument Data Pole Zero...
Use Tolerances Transfer Function...
P N i ‘Worst Case...
Monte Carlo...
] Trace Width Analysis...
Batched Analysis...
€ User Defined Analysis...
Stop Analysis

3. Nastavte parametre analyzy "DC Sweep Analysis" podla obrazkov.
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DC Sweep Analysis
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- DC Sweep Analysis
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4. Stlacte tlacitko "Simulate"

5. V grafe upravte ("Graf properties"):
a. nazov grafu,
b. ndzvy 6s Xa,
c. rozsah 6s (x - os nastavte v logaritmickej mierke v rozsahu 100nV - 100V),
d. mriezku,
e. hrabku VA charakteristiky.

7. Pomocou kurzorov ("Show/Hide cursors") urcte staticky odpor Rss v dvoch r6znych
miestach VA charakteristiky.

8. Pomocou kurzorov ("Show/Hide cursors") urcte dynamicky odpor R4 v okoli napétia
Ur=70V (-5V, +5V).

9. Pomocou kurzorov ("Show/Hide cursors") urte napatie Usr a porovnajte ho s
kataldgovou hodnotou (napr. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/IN4001-D.PDF)
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6. Exportujte Udaje z grafu do programu Excel "Tools - Export to Excel" a upravte
tabul'ku aby ste dokazali vykreslit’ charakteristiku (aspori 15 hodnot).

C.M. Ur[V] Ir [MA]

7. Spracujte protokol podl'a vzoru.

a. Do protokolu vlozte schému zapojenia z MULTISIM-u, "PrtScr" grafov, tabul'ky
z Excelu, vypocitané parametre Rss a Rq.

b. Overenie vyhodnot'te.
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VZOR PROTOKOLU

(vymazat’v origindinej verzii)
Meno a priezvisko: Trieda:

OVERENIE VA CHARAKTERISTIKY POLOVODICOVE]J DIODY — ZAVERNY SMER
MERANY OBJEKT : Polovodic¢ova didda (1N4001)

DANA ULOHA:

1. Nakreslite schému zapojenia pre meranie VA charakteristiky polovodicovej diddy v
zavernom smere v programe MULTISIM.

2. Na polovodicovej didde (1N4001) odmerajte VA charakteristiku v zavernom smere.

3. Graficko-matematickou metddou urcte staticky odpor Rss v dvoch réznych miestach
VA charakteristiky.

4. Graficko-matematickou metddou urcte dynamicky odpor Rg v okoli napatia Ur=70V
(-5V, +5V).

5. Graficko-matematickou metddou urcte napatie Ugr a porovnajte ho s katalégovou
hodnotou.

6. Overenie vyhodnotte.

SCHEMA ZAPOJENIA MERACIEHO OBVODU: sem vioZte nakreslenu schému v MUL TISIM-e

TABULKY : sem vioZte upravené tabulky z Excel-u

Tabulka nameranych hodnét pre urcenie
VA charakteristiky polovodicovej diddy 1N4001 v zavernom smere

VZOROVY VYPOCET : sem viozte vypocet podla zadania

Staticky odpor Rss:

U,
Rss - [Q]
IF
Vysledny dynamicky odpor Rq:
R — AUF _ UFmax _UFmin
TTALL | €]
F Fmax ' Fmin

GRAFY: sem vioZte PrtScr grafov z MULTISIM-u

VYHODNOTENIE: sem napiste vyhodnotenie (porovnanie Vasho overenia s teoretickymi vedomostami)
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